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designed to provide a convenient and robust test bench for

OCXO. The board can accommodate 9 x 7, 14 x 9 and DIL package

XO or fixed frequency devices and for buf

ures of the Mercury evaluation board and set up options.

Board Key Features

shown below in Figure 1.

2.1 電源供給
uation of 3.3 V Mercury Devices and

rew terminal block as shown above.

DUT2 position:
 9x7 サイズ用 

DUT1 position: DIL-14ピン
または 14x9 サイズ用

P6: VC-OCXO用外部制御
電圧印加コネクタ

H1: P6端子
接続切替ジャンパ 
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The Mercury evaluation board i bench for

measurement of Rakon Mercur and DIL package

and can be set up for V r direct output.

This document describes key fe options.

Mercury Evaluati

The Mercury evaluation board i

Figure 1 Rakon Mercury Evaluation Board 

(4.5 to 5.5V) connected vi
この評価ボードは『3.3V仕様のMercuryOCXO』用途です。基板への入力電圧は 『+5.0V±10％』

を上記外観図の右側の端子へ印加して下さい。

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 
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The Mercury evaluation board is designed to provide a convenient and robust t

measurement of Rakon Mercury OCXO. The board can accommodate 9 x 7, 14 x

fered

This document describes key features of the Mercury evaluation board and set

1 はじめに
Mercury OCXO評価ボードは Rakon社のMercury OCXOシリーズの評価テストをより便利により

確実に行って頂くためのテスト基板です。このボードでは 9×7mm及び14×9mm, 及びDIL14ピン

サイズの周波数固定タイプのOCXO及びVC調整タイプのOCXOを直接またはバッファを介した

出力で測定することが出来ます。
このマニュアルではこの評価ボードのポイントと追加オプションについて説明します。

2 Mercury OCXO 評価ボードについて
以下に評価ボードの外観を示します (Figure 1. )。

Osc. O/P

(出力チェックパッド） 

R5: バッファ出力
接続用抵抗

LK4: ダイレクト出力
接続用抵抗

出力コネクタ
(SMA)

+5V入力

0V (GND) 接続

MERCURY 小型SMD OCXO評価ボード　
ユーザーマニュアル
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ion Options

e:

:

coupled Output (to the SMA out) a zero Ohm link is fitted at LK4 with
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Output Configur

The output from the device can

2.2 出力構成オプション

 出力は以下のオプションが設定可能です。

utp

1.
irectl k is fitted at LK4 with

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 
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irectly coupled Output (to the SMA out) a zero Ohm li

外部出力バッファを介した出力

外部出力バッファを介した出力をSMAコネクタに接続する場合は LK4 に短絡抵抗(0Ω)は未
実装とします。HCMOS出力か CloppedSine出力かで接続が以下の様に変わってきます。

a. HCMOS出力の場合は IC3（写真では実装済みの部分）に NC7SZ126 を実装し、
R5、R7、C10 には全て 0Ωをそれぞれ実装します。

（注記） HCMOS出力は50Ω負荷には対応していませんので、測定器側の
負荷設定は Hi Impedance に設定して下さい。

b. Clipped Sine出力の場合は IC1（写真での未実装パターン部分）に MAX4125 を実装し、

R5=0Ω、R7=50Ω、C10 =10nF をそれぞれ実装します。

　　　（注記） このClippedSine出力からバッファを介した出力は50Ω負荷に対応出来ます。

MERCURY 小型SMD OCXO評価ボード　
ユーザーマニュアル

2.

ダイレクト出力

OCXOからの出力を直接SMAコネクタに接続する場合は LK4 に短絡抵抗(0Ω)を実装し、
R5抵抗は未接続にします。この接続は HCMOS出力及び Clipped Sine出力で有効です。
通常はこの接続がデフォルトとなっています。

（注記）ダイレクト出力のデバイス出力は50Ω負荷には対応していません。測定器側の
負荷設定はデータシートの値に基づいて設定して下さい。
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tput from the oscillator is connected to test pad Osc. O/P (see

rds configurations (direct coupled, Bu

ed with a suitable high impedance probe (eg. FET probe).

n Options

is provided to select VCXO options. This must be configured to match

:

le an external voltage supply via the (optional) SMA connector (P6).

ed for measurement of VCXO devices

e VCXO voltage at half the regulated supply voltage (=1.65V).

a

for convenience and sets the VCXO at mid supply rail level. It is not

VCXO

es (No VCXO) no link is required.
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Important Note: The direct d Osc. O/P (see

Figure1) for all evaluation b MOS & Buffered

Clipped Sine) and can be pr ET probe).

VCXO Configurat2.3 VC‐OCXO 接続オプション 

A three way header (H1 Figure configured to match

described belo

Link pin 1 & pin 2 to en MA connector (P6).

must be ng temperature

fix age (=1.65V).

when operating

Note: This option is provid ply rail level. It is not

suitable for measurement ment

For fixed frequency dev

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 
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Important Note: The direct output from the oscillator is connected to test

ffered

Clipped Sine) and can be probed with a suitable high impedance probe (eg.

A three way header (H1 Figure 1) is provided to select VCXO options. This mustH1 のヘッダーピンの接続切替でVC-OVXOへの接続オプションを選択できます。

設定方法は以下になります。

Link pin 1 & pin 2 to enable an external voltage supply via the (optional)

in a var

fix the VCXO voltage at half the regulated supply v

Note: This option is provided for convenience and sets the VCXO at mid su

in a varying temperature envir

MERCURY 小型SMD OCXO評価ボード　
ユーザーマニュアル

（重要）　OCXOからの直接の出力は、どのような構成をした場合でもテストパッドの 
            "Osc.O/P" に接続しています。このテストパッドでチェックを行う際には

ハイインピーダンスプローブ (FETなど） でのプローブングでの測定が可能です。

1. #1 と #2 ピンを接続した場合は、P6 の SMAコネクタから外部入力の
　　制御電圧を印加できます。

　　（注記）　VC-OCXOを温度変化のある条件下で測定する場合には必ず
　このオプションを使用して下さい。

2. #2 と #3 ピンを接続した場合は、VC-OCXOのVC入力端子に中間電圧(+1.65V)
　 が印加されます。このオプションは温度変化のない条件下でのテストの際にご使用下さい。

　　（注記）　VC-OCXOを温度変化のある条件下で測定する場合には

このオプションは使用しないで下さい。

3. 周波数固定タイプのOCXOの場合はこの接続オプションは関係ありません。
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ironmental Isolation

duction in their native format (9x7, 14x9 and DIL). Customers may wish

low and

e positioned arou

4x9) package formats depending on the size of the

Pic

ers
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Draft Covers / En

Mercury devices are tested in p L). Customers may wish

the device under high air t a draft cover.

cover 2

Picture 2 DUT Covers 

Two sizes are available (9x7 an he

icture 3 Draft Cover packaged DEVICE UNDER TEST 

9x7 サイズ用カバー取付穴Mercury 14x9 C

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 
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Mercury devices are tested in production in their native format (9x7, 14x9 and

it is recommended to

nd board locations DUT1 & D

Two sizes are available (9x7 and 14x9) package formats depending on the size o

MERCURY 小型SMD OCXO評価ボード　
ユーザーマニュアル

2.4　ドラフトカバー 取付け（ファンなどからのエアフローの遮断） 

この評価ボードでは、エアフロー遮断のためのドラフトカバーの取り付けが出来る様になって
直接ドラいます。ユーザー様サイドで フトカバーの効果の検証を行って頂くことが出来ます。

ドラフトカバーの取り付けは下図の取り付け穴にカバーのポッチを差し込んで接着剤で固定し
ます。

9×7mm 及び 14×9mm の 2サイズでドラフトカバーを取付け出来ます。

14x9 サイズ用カバー取付穴
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2.5 n

2.6 T

7, 14 x 9 and DIL package format options. Draft covers are available for

only. Samples in 9x7 and the 14x9 formats are supplied soldered to

. Sam

5mm sockets (3).

e for an adaptor board that can accommodate other test socket or

is shown below (4).

1 2

21

D

C

B

A

8

5

6

7C6
1uF

1

2J1
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EvaluatiMercury OCXO評価ボード　接続回路図 

Figure 2 Board Schematic 

T測定対象のOCXOのパッケージについて 

The board can accommodate 9 overs are available for

the 9 x 7and 14 x 9 type packag pplied soldered to

the board as shown (1 & 2) bel irectly to the board or

alternatively plugged into a 4 x

1 (DIL) position is suit ther test socket or

device package outlines, examp
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Mercury Evaluation Board

21-May-2012
Y:\Projects\mercury\customer evaluation board\ENGBRD\ENGBRD.ddb - VER-B(multi-FP)\MERCURY ENG BRD (TB654).sch

Title:

Size:

Date:
File:

A3

NC
1

IN-
2

IN+
3

Vee
4

NC
5

OUT
6

Vsup
7

EN
8

IC1

MAX4215

C2

100nF

R3
10K

R4
10KC1

100nF

IN OUT
1

SEN/ADJ
2

GND
3

BYP
4

SHDN

GND

GND

IC2

LT1763

C3
10nF

R2

R1

C510nF

R5

470

LK3
0

R7 50

123

H1
3 HEADER

C7

100nF

P6

VS 4

OUT 3

VC1

GND2

DUT2

MERCURY9X7

C10

10nF

C11

10nF

OE
1

GND
3 A
2

VCC
5

Y
4

IC3

7SZ126

V
s1

V
s1

V
s1

C8

10pF

R6

10K

+

C13

10uF

Vc1

OUT 4GND3

SUPPLY 6

52

DUT1

MERCURY-14X9

VCXO1

GND7 OUT

VS

DUT3

DIL14-4

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 

www.ra ko n. c om  

The board can accommodate 9 x 7, 14 x 9 and DIL package format options. Draf

the 9 x 7and 14 x 9 type packages only. Samples in 9x7 and the 14x9 formats ar

ple devices in DIL format can be soldere

この評価ボードでは SMDの9×7, 14×9 サイズ 及び DIL-14パッケージの評価試験が行えます。 

ドラフトカバーはSMDの9×7, 14×9 サイズ でのみ取付け可能です。SMDの9×7, 14×9 サイズ の

サンプルは次頁の写真 1,2 の様に実装された状態になっています。 DIL-14パッケージの場合は

手はんだで実装可能です。またはソケットを取り付けて 使うことも可能です。

またDIL-14ピンサイズのアダプタ基板とソケットを用いてはんだ付けせずにテストを行うなどの方法

もあります。
1 (DIL) position is suitable for an adaptor board that can accommodate

7 8

A

B

C

D

87

1

Rakon UK Limited
Antell House, Windsor Place
Harlow
Essex, CM20 2GQ
United Kingdom1

Mercury Evaluation Board

TB654 B
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1. 14x9mm SMD

2. 9x7mm SMD

3. DIL-14ピン

14x9 Socket DIL’ed

n t he via’s shown below.

PIN 1 

PIN 1 
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An example of a 9x7 or
4. 以下の様なソケット（市販品では無い）を用いて  9x7mm or  14x9mm サイズのOCXOを
　はんだ付けせずに測定する方法もあります。

a 4 x 5.00mm socket

connectors are inserte

Antell House, Windsor Place, Harlow, Essex CM20 2GQ, United 
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base can be mounted wh

4 x 5.00mm sockets 

PIN 1 
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2.7 n Board Layout and Parts Lists
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Mercury EvaluatiMercury OCXO 評価ボート基板レイアウト 及び 部品リスト

Figure 1 EVB Layout (Front) 

Figure 2 EVB Layout (Back) 
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2.8 n Board Operating Ratings

供給電圧

動作温度範囲

外部供給VC電圧

er consumption
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Table 1 　部品リスト

Mercury EvaluatiMercury OCXO評価ボード 動作環境 

5V ± 10% 

-40 / 85°C

cification

and p（注記） この評価ボードでの消費電流はデバイス単体の消費電流以外にボード上のバッファ
などの消費電流も加わるため、OCXO単体のデータシート上での消費電流を上回る　
場合があります。

oard may exceed

specificatio uit

End of Document 
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sheet測定OCXOのデータシート値に準ずる

on the evaluation

buffer ci
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